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akenteen tutkimin




/. AINEEN RAKENTEEN TUTKIMINEN

e Menetelmid kiihdytrsj.’a’nniteU
« Mikroskopia =3
» Spektroskopia
« Rontgendiffraktio
« Sironta

RONGENSATEILYN KAYTTO AINEEN TUTKIMISESSA:

- Rontgensateily on aallonpituudeltaan hyvin lyhytta (0,01-10 nm)
sahkomagneettista sateilya.

« Kiihtyvassa (tai hidastuvassa likkeessa) oleva varauksellinen hiukkanen
|Ghettdd sdhkdmagneettista sateilyd.

« ROntgensdteily syntyy rontgenputkessa jarrutussateilynd. —

« Katodilta ironneet elektronit saavuttavat suuren nopeuden tasajdnnitteen
kiihdyttdmdana ja hidastuvat sitten hyvin nopeasti tormatessddn anodiin.




« Tormayksessa elektronien like-energia voi muuttua kokonaan tai osittain
sateilyksi.

« TGman vuoksi sateilyssd voi esiintyd kaikkia aallonpituuksia tietysta
minimiaallonpituudesta 4., Iahtien.

* Pienintd aadllonpituutta vastaa kvantin suurin energiq, jolloin koko
sahkdkentan elektronille tfekema tyo W = eU muuttuu kvantin energiaksi.
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Jarrutussateily muodostaa jatkuvan aallonpituusjakauman eli spektrin,
jonka minimiaallonpituus riippuu vain kiihdytysjgnnitteesta (kaanteisesti).

« Rontgensateilyn spektrissa esiintyy usein myos intensiteettipiikkejd.

« Tata sateilyd kutsutaan rontgenputken ominaissateilyksi eli
karakteristiseksi sateilyksi.

* Inftensiteettipiikkien aallonpituudet rippuvat vain anodiaineesta.

« Piikit syntyvat, kun riittavan suurella jannitteelld kiihdytetyt elektronit
virttavat tormayksessd anodin atomeja.
 Elektroni voi siirtyd esimerkiksi ydintd Idhinnd olevalta K-kuorelta
ylemmdalle kuorelle (L, M, N)
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RONTGENDIFFRAKTIO

« Kiderakenteen tutkiminen (rontgensdteiden aallonpituus kidetasojen
valimatkan suuruusluokkaa)

* Riippuen heiljastuskulmasta sateet joko vahvistavat tai heikentavat
toisiaan (interferenssi)

* Vahvistussuunnista saadaan tietoa kiteen muodosta
« Braggin laki: interferenssi on vahvistava kun

2d sin 8 = nA

(n = heijjastuksen kertaluku)



